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Die Gultigkeit dieses
Dokuments beschrankt
sich auf das genannte
Produkt in unveranderter
Form ab Erstausstellungs-
datum flr eine Dauer von
5 Jahren und kann auf
www.tested-device.com
Uberprift werden.

Detaillierte Informationen
sowie die Parameter der
Prifumgebung entnehmen
Sie bitte dem Prifbericht des
Fraunhofer IPA.

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass fir das oben genannte Produkt,
eine Untersuchung im Auftrag von

Knauf AMF GmbH & Co. KG

Grafenau, Deutschland

durchgefiihrt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE
Nummer KN 1810-1071 vergeben wurde.

Die Deckenplatte AMF TACET (Farbe: Weif3) wurde geméa@ I1SO

14644-14 untersucht und ist unter den angegebenen Testpara-
metern geeignet, in Reinrdumen der folgenden Luftreinheitsklasse

gemaB ISO 14644-1 eingesetzt zu werden:
Luftreinheitsklasse

Korperschallbelastung = ca. 5 bis 50 Hz 2

Testparameter

Gesamtergebnis 2

Es ist zu beachten, dass Reinrdume der Klassen 1 bis 5 nach ISO
14644-1 Uber eine hohe Filterbelegung verfligen und der Einsatz
von Deckenplatten teilweise nicht moglich ist. Eine Ausnahme
bilden Reinraume mit horizontaler Verdrangungsstromung.

Das Testergebnis kann vom umgebenden Deckensystem beein-
flusst werden.

Hinweis: Transportschaden, falscher Einbau, Olaustritt, Alterungs-
verhalten und Korrosion etc. konnen das Ergebnis beeinflussen.
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